
























专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20070276248A1 公开(公告)日 2007-11-29

申请号 US10/573686 申请日 2004-09-30

申请(专利权)人(译) 松下电器产业有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达，INC.

[标]发明人 SAITO KOETSU
TAKEDA JUNICHI

发明人 SAITO, KOETSU
TAKEDA, JUNICHI

IPC分类号 A61B8/00 G01N29/24 B06B1/06

CPC分类号 A61B8/546 G10K11/004 B06B1/0622

优先权 2003342274 2003-09-30 JP

其他公开文献 US7755255

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种技术，该技术可以使热辐射效应更高并且甚至使超声
诊断设备的传输电压更高并且然后使诊断深度更深。根据该技术，超声
波探头具有：多个沿X方向长的压电元件1，沿y方向排列，并沿z方向
（诊断深度方向）发送和接收超声波;多个接地电极2和信号电极3分别放
置在各个压电元件的前表面和后表面上;多个信号电极4，用于从各个信
号电极提取各自的信号;背负式构件5，具有通过信号电极机械地保持压
电元件并根据需要衰减不必要的超声波信号的功能;多个片状导热构件6
嵌入在背衬载荷构件内并且积极地传递从压电元件产生的热量;散热块7
连接到背衬负载构件后侧上的导热构件，并辐射通过导热构件传递的热
量。
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